IHPOTPAMA
VIII Mi:kHapOIHOI HAYKOBO-TeXHIYHOI KOH(pepeHIIil
«METPOJIOI'IS1, IHOOPMAIIMHO-BUMIPIOBAJILHI
TEXHOJIOI'Ti TA CHCTEMM» (MIBTC-2021)
20.05.2021 (ueTBep)
9:30 Peectpauis (aya. 543 XHYPE)
10:00 Binkpurtsa koHdepenuii: Heexmaxos ILI., renepaabnuii aupexrop HHIJ
«lHeruryry MerpoJoriin;  byabonmit M.M., rosoBa XapkiBCbKOI  akagemii
cranaaprusauii; 3axapos LIL, 3aB. kadeapu IndopmaniiiHO-BUMipIOBaJIbHUX
TexHosorii XHYPE
10:20 PankoBe 3aciianus (rososa — npo¢. Heexxkmaxos ILL., cekperap — acm.
IHanenko O.M.)
Bodnar O. Bayesian model selection for small datasets of measurement results
Pavese F. About continuous VS discrete in physics and metrology, and some examples
Inetizep B.U., BnamumupoBa T.M., Illama6anoBa M.C. OrmeHka HEONpeneICeHHOCTH
U3MEPEHU NP KanuOpOBKE MAPKILIEHAEPCKOT0 THPOKOMITaca
Xaxumos O.11l. IMMepcuOHHBIE YIbTPa3BYKOBbIE IIPeoOpa3oBaTeu Jisl BO30YKICHUS U
nmpuemMa yrnpyrux KojaeOaHuii B IBIKYIITUXCS TIOJTUMEPHBIX BOJIOKHAX U TUICHKAX
Knases B.B. OmiHka BiIMOBIAHOCTI 3pa3KiB BIMCHKOBOi TEXHIKM BHMOTaM CTaHIAapTIB
HATO mozao piBHS eeKTPOMAarHiTHUX 3aBajl
Motalo V.P. Analysis of the accuracy and validity of the results of measuring instruments
verification and calibration
Hempuwun 1.C., Cepeowx /.O., Ilenikan FO.T., bac O.A., Manynax P.T. Metoauka
BU3HAYECHHS BIUIMBY BOJHIO Ha METPOJOTIYHI XapaKTEPUCTUKH MOOYTOBHX JIYMIIbHUKIB
ra3y
benaukun U.11., Kynko B.C., Kpasuyk A.C., [Ipuémrxo A.A. I3yueHne MOJ0OBOr0 COCTaBa
HE-NE nazepa ¢ nomoiiipio 1uQpakiimoOHHOTO CIIEKTPOMETPA BHICOKOTO pa3pelieHus
Cepeorx 0.€., Kpunuyvkuti O C., Pomanie B.M., Cepeowk /[.O., Bunmnuuyx A.I.
JlocniKeHHsT eKCIUTyaTallliHUX METPOJIOTTYHUX XapaKTEPUCTUK MOOYTOBUX JIYUIbHUKIB
ra3y Ha 3acajaXx CTaTUCTUYHOTO 1 KBaJIMETPUYHOTO OI[IHIOBaHHS
Yyiiko M.M., Bumeuyvka JI.A. Y TOCKOHAJICHUN METOJ Ta MPUCTPIA KOHTPOJIO MPOIECY
3MOYyBaHHSA PiAMHAMU TTOPUCTUX TTOBEPXOHB TBEPAUX T
13:00 O6inHs nepepBa
14:00 /lenne 3acinanns (rosiosa — npog. 3axapos LII., cekperap — acn. ITanenxo O.M.)
Bacunvesa O.M, Konbacin O.I, Ilasnenxko FO.@. Hosa SI-2019 i HOBa MeTposioris B
€JICKTPOHILII
Ty3 FO.M., Kosup O.B. JlochiikeHHsl CHEKTPaIbHOrO CKJIAAy HANpyTH, sika po3irpiBae
TEpMOIIapy 13 TEPMO3AICIKHUX JPOTiB
Heeocmaros 11U, Ilpoxonos A.B., llanacenko T.A., [llnoma A.1. Ananu3 TpeOOBaHUN K
TOYHOCTU amnmaparypbl, HEOOXOAMMOW ISl ONpEACNiCHUs CPEeAHEHMHTErpajibHOTO
MoKa3aTelis MPeIoMIICHUS BO3/lyXa IPaiMeHTHBIM METOI0M
Kokodiy N., Natarova A., Zhovtonizhko I., Priz I. Computer method for measuring the
geometric, optical and color characteristics of thin fibers
Ymyasc M.O., Cepeeceg JI.M. AnmanTuBHICT, KOMI IOTEPU30BAHUX IITAHTCHIIUPKYJIIB
Mikporex® 10 ueTBepToi mpoMucaoBoi pesomonii «Industry 4.0»
Conoamos B.B. Mertoauku moBipku(KamiOpyBaHHSI) CEKYHIOMIPIB MEXaHIYHUX Ta
eJIEKTPUYHUX, TOTpeOa B OHOBJICHHI Ta 3aCTOCYBAaHHS HOBUX TEXHOJIOT1H
Tpesoco 1.C., Lionax I.M., Ilepiii I1.C. AHamni3 cydyacHOTO CTaHy PiBHS MPOCTEKYBAaHOCTI




JIHIMHUX BUMIPIOBaHb

Mopeaeynos B.B., Tpiwy P.M., Pabuuxos M.JI., [{uxanoecvka I.B. UucenpHe MOJIeIOBaHHS
BUMIPIOBaHb pajialii

Llomina H.B., Iloonpyscnixos 11.M., Hiximenko O.M. Buxopuctanass CKB/[ Access mms
00poOKu pe3ynbTaTiB BUMIproBaHH: 3a MeTosioMm [ PB

Heemsapes A.B., 3anopooicey O.B, Pycanosa E.B. Bpibop mopsaka WHTEPIOISITUOHHOTO
MOJIMHOMA TIPH TIOCTPOCHUH HEJTMHEHHON (QyHKIIUU TpeoOpa3oBaHUs

Kosznoe B.€., Kosznos FO.B., Mowenko 1.0O., Hiximenxo O.M. 3actocyBaHHsS 3acaj
3arajbHOI TeOpii BUMIPIOBAaHb IIPU BUPILIECHHI 3aBJJaHb BUOOPY

Umegan H.B., 3anopoowceyv O.B. BuMiproBaHHS SKOCTI MPOrpPaMHOIoO 3a0e3NneYeHHs] Ha
OCHOBI MIDXKHapOJIHUX CTaHJIapTiB

Konbacin O.1. 3abe3neueHHs OCTOBIPHOCTI pe3yibTaTiB KamiOpyBaHb Ta BUIPOOYBaHb
CTATUCTUYHUMH METOJIaMU

I3a6enxo O.M. Bepudikaiiisi BUMIPIOBAIBHOTO 00JIaTHAHHS

17:30 Beuipne 3acinannsa (Maua 3ana kadgenpu IBT) (I'onoBa — npod. 3axapos LIIL.,
cexkperap — acin. [lanenko O.)

21.05.2021 (maTHHIISI)
10:00 Pankose 3acinanus (I'onosa — nou. 3anopoxeus O.B., cekperap — aci.
IMauenko O.M.)
Bacunvesa O.M., Maxapos O.B., Miwenin M.O. JlocnigKeHHs HEBU3HAYEHOCTI
BIITBOPECHHS HAIIPY>KEHOCTI eJeKTpoMarHiTHoro mnoJjst 10 130 B/Mm y 6e3nyHHeBiN kamepi
Mowenxo 1.0., Hiximenxo O.M. Ocobausocmi cmamucmuuHoi 00pobKu 0anux 3acobamu
cucmem KOMN 10MePHOi Mamemamuku
3axapoe L11., Ilayenko O.M. YpaxyBaHHsS 3aKOHIB PO3MOJIIIB B MPOIEAYpPl OLIIHIOBAHHS
HEBU3HAYCHOCTI BUMIPIOBaHb MPU KaniOpyBaHHi rup metoiom ABBA
3axapoe HU.Il, boywpa O.A., Cemenuxun B.C. OlleHUBaHHE HEOIPEICICHHOCTH
U3MEPEHU METOIOM IKCIIECCOB MPH KATUOPOBKE MEP AJIEKTPUIECKOTO COMPOTHUBIICHHUS C
MTOMOIIIBIO TIOTEHIIUOMETPA
3axapos HU.Il., 3axapos A.A., Illaxomosa A.A., Ckrapos B.B., OueHuBanue
HEOTPEICTICHHOCTH U3MEPEHUH MPU KATHOPOBKE (DOTOKOJIIOPHUMETPA
Bacunvesa O.M., Kupiecnko C.P. IlpobiieMn KaniOpyBaHHsS CKaHEpPIB MOOUIBHHX MEpPEK
Kovalenko A. The latest natural gas meters and higt-pressure test bench are the way to a
successful economy of Ukraine
Hlunkapyx X M., Yexoscokuti C.A. MeTposioriyna MoJiesib TEPMOKATATITUYHOTO METOIY
JUTsl BAMIPIOBaHHS TEIUIOTH 3rOPSHHS PUPOIHOTO ra3zy
13:00 Ypouucrte 3akpuTTsi KOH(pepeHIMHT

CreHnoBi 10N0OBIai

bopucosa M.O., Bockpecencoxuii B.b., Cxaxyn O.B. AHanizatopu CHUTHAJIB pPeaJbHOTO
yacy MICRONIX y cdepi iHbopmariitHoi Oe3nexu
bpacuneyv 1.0., Maciopenko [O.O. IlpoeKkTyBaHHA ONTOENEKTPOHHUX CHUCTEM JJIS
MIPOBE/ICHHS] BACOKOTOYHUX JITHIMHUX BUMIPIOBAaHb
bykpeesa  O.C., Meodseoosckas A.C. ViccnenmoBanue  ¢paHI[y3CKOTO  OIbITa
METPOJIOTUYECKON AEATENHHOCTA B UCTOPHUUECKOM KOHTEKCTE
Vasilevskyi O.M., Trishch R.M. Critical analysis of the indicators quality of manufacturing
processes
Velychko O., Hrabovskyi O. The mathematical model of the modern measuring instrument
Velychko O., Hrabovskyi O. The mathematical model of the modern measuring instrument
software




I'punes B.B., I'ypooican H.P., 3enenckaa O.B., Jlioouuckuti B.P., Muyaii JI.U., Tapacos
B.A. OuileHrBaHuE XapaKTEpPHBIX MPENEIOB HU3MEPEHHUS MHHUMAJIbHOWU JIETEKTUPYEMOM
aAKTUBHOCTHU PAJAMOHYKIIUIOB TUIACTMACCOBBIMU CITUHTUILIATOPAMU

Honoxcancokuui A.M., bonoapenko O.A. Meroa KOMIUIEKCHOTO KBaJIMETPUYHOTO
OLIIHIOBAHHS SIKOCT1 OararonapaMeTpu4yHOIO CTOXaCTUYHOTO 00’ €KTY

HHonocancokui A.M., bonoapenxo O.A., Bycamenxo T.C. KamimeTpuyHe OIIHIOBAaHHS
NEePCOHATY MEHTPY 1H(GOPMYBaHHS CIIOKHUBAYIB CTPAXOBOI OpraHi3allii

Honocancokuu A.M., Maxcakosa O.C. Metonnka BH3HAYEHHSI MEPCIEKTUB PO3BUTKY
HaIllOHAJIBPHOI cTaHAapTH3allli YKpaiHu

Zabolotnyi O., Zabolotnyi V., Koshevoy N. Capacitive grain moisture meter with linear
static function

3anumonckuti E.E. DddexTsl yckopeHuss CBOOOJHOTO TAJEHUS B PEISITUBUCTCKHUX
DKCIIEPUMEHTAX CO CTaHIapPTaMU YacTOTHI U BPEMEHU

3anumonckuu E.M., Kawees C.b., Kynko B.C., Oneunux A.E. HeonpenemeHHOCTb
WU3MEPEHUSI TEKYIUX HOHOC(EPHBIX IMapaMeTPOB B CETIX C MOABMKHBIMU Y3JIaMU
Kononos B.b., Kownonosa O.A. JloCHiIKeHHS BIIACTUBOCTEH  BUMIPIOBAIBHHX
MEePETBOPIOBAYIB 3 JIBOMA KaHAJIAMH 3B’ SI3KY

Manko G., Titova E. Information approach to assessing the quality of measuring
instruments

Muxaiinos A.I'., Muxaiinosa H.A., Xooees A.A. IlocTpoeHHE perpecCUOHHBIX MOJCICH IS
MOCTPOEHUSI ~ HECTAIMOHAPHBIX  CUTyalliii B TEXHOJIOTMYECKHX  MpoIleccax
JepeBO00OpabOTKHI

IIpokonuenxo C.B., Bockpecencvkuii B.5. Bubip BiA€OBUMIPIOBAIILHOI CHUCTEMH IS
KOHTPOJIIO BUTOTOBJICHHS PI3HONPOIIBHUX eTalel

Casxkoéa E.H. MHOTOypoOBHEBOE MOJCIUPOBAHUE HEOIMPEACICHHOCTH H3MEPEHUSA
COJIepKaHusl IpUMece B 3epHE

Casxosa E.H. OueHuBaHHE HEONPEACICHHOCTH BIUSHUS CYyOBEKTUBHOTO (aKkTopa B
UCIIBITAHUSAX HA MIPUMEPE ONPEAETICHUS COACpKaHUs MPUMEceil B 3€pHE

Ckakyn O.B., Bockpecencokuii B.b., Cusobopoovko A.B. Bubip mnopraTuBHUX
aHaJi3aTOpPIB CHEKTPY, IO MOXYTh OYyTH BHUKOPHUCTaHI NpPH BHUSBJICHHI IMOOIYHUX
€JIEKTPOMATHITHUX BUIIPOMIHIOBAHb

Toxapesa M.C. CTaTuCTUYHUN KOHTPOJIb SKOCTI

Tpiwy P.M., I pinuenxo I'.C. YpaBiiHHs pU3UKaMHU NP M1ATOTOBLI JOKTOPIB ¢ijocodii 3a
crietiayibHICTIO 152 «MeTtposoris Ta iHhopMaliitHO-BUMIPIOBaJIbHA TEXHIKa

Yepenawyk I'.A., I[lomwvinvuak A.11. T1oBblllIeHHE TOYHOCTH BECO- U CUIIOM3MEPUTEIIBHBIX
YCTPOMWCTB MPHU BHEIIEHTPEHHOM HArpy>KEHUU

Yynixina T.B., Ilanuenxko B.KO. OiiHIOBaHHS HEBU3HAYEHOCTI BHUMIPIOBAHb IPHU
JIOCITIJPKEHH] BOJIOTOCT1 HACIHHS COHSIITHUKA

FOpuenxo O.U., Yepnoorcyk T.B., baknanos A.H., Kpasuenxko A.A. Onpenenenune xpoma (111,
VI) B paccosiax 1 pacTBOpax MOBApEHHOM COIH

[Opuenxo O.1., Yepnoxcyx T.B., baxnanos O.M. ABTOMATH30BaHHMI aHAII3 TPHUPOTHHUX
PO3COJIIB 3 BUKOPUCTAHHSAM COHOJIOMIHECIIEHTHOI CIIEKTPOCKOITIT

FOpuenxko O.U., Yepnoowcyk T.B., baxnanose A.H. OnpeneneHue KaaMmusi B THILEBBIX
MPOAYKTaX C MUCIOIH30BAHUEM METO/Ia KapOOTEPMHUH U yIBTPa3BYKa

FOpuenko O.1., Yepnoxcyx T.B., baxnanoe O.M. ImnynbcHUI yIbTpa3ByK B pyilHYBaHHI
OpraHIYHUX CMOJYK B MPUPOJIHUX PO3COJAX 1 pO3UMHAX KYXOHHOT COJI.



	9:30 Реєстрація (ауд. 54з ХНУРЕ)
	10:00 Відкриття конференції: Неєжмаков П.І., генеральний директор ННЦ «Інституту метрології»; Будьоний М.М., голова Харківської академії стандартизації; Захаров І.П., зав. кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій ХНУРЕ
	10:20 Ранкове засідання (голова – проф. Неєжмаков П.І., секретар – асп. Паценко О.М.)
	Bodnar O. Bayesian model selection for small datasets of measurement results
	Pavese F. About continuous VS discrete in physics and metrology, and some examples
	Глейзер В.И., Владимирова T.М., Шалабанова М.С. Оценка неопределенности измерений при калибровке маркшейдерского гирокомпаса
	Хакимов О.Ш. Иммерсионные ультразвуковые преобразователи для возбуждения и приема упругих колебаний в движущихся полимерных волокнах и пленках
	Князєв В.В. Оцінка відповідності зразків військової техніки вимогам стандартів НАТО щодо рівня електромагнітних завад
	Motalo V.P. Analysis of the accuracy and validity of the results of measuring instruments verification and calibration
	Петришин І.С., Середюк Д.О., Пелікан Ю.Т., Бас О.А., Мануляк Р.Т. Методика визначення впливу водню на метрологічні характеристики побутових лічильників газу
	Белянкин И.П., Купко В.С., Кравчук А.С., Приёмко А.А. Изучение модового состава HE-NE лазера с помощью дифракционного спектрометра высокого разрешения
	Середюк О.Є., Криницький О С., Романів В.М., Середюк Д.О., Винничук А.Г. Дослідження експлуатаційних метрологічних характеристик побутових лічильників газу на засадах статистичного і кваліметричного оцінювання
	Чуйко М.М., Витвицька Л.А. Удосконалений метод та пристрій контролю процесу змочування рідинами пористих поверхонь твердих тіл
	13:00 Обідня перерва
	14:00 Денне засідання (голова – проф. Захаров І.П., секретар – асп. Паценко О.М.)
	Васильєва О.М, Колбасін О.І., Павленко Ю.Ф. Нова SІ-2019 і нова метрологія в електроніці
	Туз Ю.М., Козир О.В. Дослідження спектрального складу напруги, яка розігріває термопару із термозалежних дротів
	Неежмаков П.И, Прокопов А.В., Панасенко Т.А., Шлома А.И. Анализ требований к точности аппаратуры, необходимой для определения среднеинтегрального показателя преломления воздуха градиентным методом
	Kokodiy N., Natarova А., Zhovtonizhko I., Priz I. Computer method for measuring the geometric, optical and color characteristics of thin fibers
	Солдатов В.В. Методики повірки(калібрування) секундомірів механічних та електричних, потреба в оновленні та застосування нових технологій
	Моргунов В.В., Тріщ Р.М., Рябчиков М.Л., Цихановська І.В. Чисельне моделювання вимірювань радіації
	Шоміна Н.В., Подпружніков П.М., Нікітенко О.М. Використання СКБД Access для обробки результатів вимірювання за методом ГРВ
	Дегтярев А.В., Запорожец О.В, Русанова Е.В. Выбор порядка интерполяционного полинома при построении нелинейной функции преобразования
	Козлов В.Є., Козлов Ю.В., Мощенко І.О., Нікітенко О.М. Застосування засад загальної теорії вимірювань при вирішенні завдань вибору
	Штефан Н.В., Запорожець О.В. Вимірювання якості програмного забезпечення на основі міжнародних стандартів
	Колбасін О.І. Забезпечення достовірності результатів калібрувань та випробувань статистичними методами
	Дзябенко О.М. Верифікація вимірювального обладнання
	17:30 Вечірнє засідання (Мала зала кафедри ІВТ) (Голова – проф. Захаров І.П., секретар – асп. Паценко О.)
	10:00 Ранкове засідання (Голова – доц. Запорожець О.В., секретар – асп. Паценко О.М.)
	Васильєва О.М., Макаров О.В., Мішенін М.О. Дослідження невизначеності відтворення напруженості електромагнітного поля до 130 В/м у безлуннєвій камері
	Захаров И.П., Захаров А.А., Пахомова А.А., Скляров В.В., Оценивание неопределенности измерений при калибровке фотоколориметра
	Васильєва О.М., Кирієнко  С.Р. Проблеми калібрування сканерів мобільних мереж Kovalenko A. The latest natural gas meters and higt-pressure test bench are the way to a successful economy of Ukraine
	Шинкарук Х.М., Чеховський С.А. Метрологічна модель термокаталітичного методу для вимірювання теплоти згоряння природного газу

